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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
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la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfirmation de
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
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ulletin de la CEI

nnuaire de la CEI
ublié annuellement

atalogue des publications de la CEIl
ublié annuellement et mis a jour réguliérement

Les ternes et définitions figurant dans la présente p
cation ant été soit tirés du VEL soit_spécifique

Pour les
signes d
consulte

élec

et pour I¢s\appareils électromédicaux,

¢ |EC Bulletin

to IEC 50:
V), which is

i hch dealing
fiefd. Full details of the |EV will be
. See also the IEC [Multilingual

have been

and definitions contained in the plesent publi-
lication.

ifically approved for the purpose of this pu

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols| and signs
approved by the IEC for general use, readers afe referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used |n electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols far use on
equipment. Index, survey and compildtion of the
single sheets,

— |EC 617: Graphical symbols for diagirams;

and for medical electrical equipment,

~ la CEl| 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.
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CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
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Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS DE COUPLAGE POUR FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commlssaon Electrotechnlque lnternatlonale) est une orgamsatlon mondlale de normalisation

non gouvernementales, en liaison avec la CEl,
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (
entre les deux organisations.

2) | Les décisions ou accords officiels de la CEl concernal : G ntent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sdj B8 6 ités nationaux

3)

4)

5) | La CEl n'a fixé
6) | L’attention est atti 2 i t:1} =) e peuvent faire

I'objet de droits tre tenue pour
respon @

existence.

La . Dispositifs
d’i 6 de la CELl
Fil
Ce en 1992, et
co

Le|texte’de cefté norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
86B/718/FDIS 86B/764/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme CE! d’assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information.
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1)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC BRANCHING DEVICES -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
compfising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the. IEC is to

promgte international co-operation on all questions concerning standardization in and electronic
fields| To this end and in addition to other activities, the {EC publishes Inig natlon Their
prepafation is entrusted to technical committees; any IEC National Committe sub ct deait
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-g ations
liaisi i ational
Orgarfization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi ‘ g \ een the
two ofganizations

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical m & sLble, an
internptional consensus of opinion on the relevant subjects si ; ntation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommend : erRationa i e.J:I in the
form pf standards, technical reports or guide 3 in that
sensgq.

4) In org E jong ramittees undertake to apply IEC Intefnational
Stan is. Any
diver clearly
indicdted in the latter.

5} The IEC provides no marking\proce indicate i ible| for any
equipjnent declared to be'¥

6) Attenfion is dra ' be the
subje¢t of paten'

Internatig 8751 hag been prepared by sub-committee 86B: Fibrg optic

interconnecting i ssive-components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This third €diti 2 \ xplaces the second edition published in 1992 and constifutes a

technical

The text of this,standard is based on the following documents:

FDIS Reportonvoting
868/718/FDIS 86B/764/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes A and B are for information only.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 875 est divisée en quatre articles. L'article 1 est intitulé
“Généralités” et fournit des informations d’ordre général concernant la présente spécification
générique.

L’article 2 est intitulé “Prescriptions” et contient I'ensemble des prescriptions auxquelles
doivent satisfaire les dispositifs de couplage concernés par la présente norme. Les prescrip-
tions de classification, de systéme de spécification CEl, la documentation, les matériaux, la
qualité d'exécution, la qualité, le fonctionnement, l'identification et Femballage sont traités dans
cet article.

4 [

L,a" S L G OCEetUtreEsS
propédures qui doivent étre suivies
conjcernés par la présente norme.

pour un contrble ctCdes produits

L’article 4 est intitulé “Procédures de mesures et d'essais 4 ementiet s¢ réfere a la
sérle CEl 1300.

&
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INTRODUCTION

This part of IEC 875 is divided into four clauses. The first clause is titled "General" and
contains general information which pertains to this generic specification.

The second clause is titled "Requirements"” and contains all the requirements which shall be
met by branching devices covered by this standard. The requirements for classification, the
IEC specification system, documentation, materials, workmanship, quality, performance,
identification, and packaging are covered.

The third clause is titled "Quality assessment procedures" and contains all of the procedures
which must be followed for proper quality assessment of products covered by this standard.

The fourt
1300 seri

n clause is titled "Measurement and environmental test procedu
Es.

" and refers

to IEC



https://iecnorm.com/api/?name=a286d43e5d4b9ca4ef4c033d38bf9b1c

- 10— 875-1 © CEIl:1996

DISPOSITIFS DE COUPLAGE POUR FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités
1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 875 s'applique aux dispositifs de couplage a fibres optiques. lis

r’ niand o la ArantArictioi e A~ ralac crtivantac.
p OGIILUIII. luuc |c° uuluvtulluuquuu 3u| I\’l UIWY JUTVY LD II.\J\J

- ils sont passifs dans le sens ou ils ne contiennent aucun é ctronique ou

ransducteur;

ptique et ils
La
1.2 Références normatives
Leg documents normg i i iti i, i la référence
quily est faite, consti ispositions es pour la présente partie de la|CEl 875. Au
mopment de la pubfication, les éditi indiquée’s étaient en vigueur. Tout document normatif est
sujet a reV|S|on et o partie de la
CE] 875 so récentes des

do¢uments
rmes interna

registre des

qualité des

CEH|l 50(781): 1991, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 731: Télé-
communications par fibres optiques

CEl 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiere partie: Généralités et guide
CEl 68-2-1: 1990, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essais A: Froid

CEl 68-2-2: 1974, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essais B: Chaleur
séche

CEIl 68-2-3: 1969, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ca: Essai
continu de chaleur humide
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FIBRE OPTIC BRANCHING DEVICES -

Part 1: Generic specification

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 875 applies to fibre optic branching devices. These have all of the following
general features:

- the[j are passive, in that they contain no optoelectronic or other traps hts;

— thely have three or more ports for the entry and/or exit of optical
powerlamong these ports in a predetermined fashion;

optical

— the|ports are optical fibres, or optical fibre connectors.
This standard establishes uniform requirements for the follo

— opt
— me

The follo Is text,
constitut Hicated
were valid. All normative docummer based

on this gart of IEC 87 3 ’ mative
documengts indicated below ; = ly valid
Internatig
IEC QC ( bm  for
Electronii
IEC 27, [
IEC 50(7 al fibre
commun

IEC 68-1} 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 68-2-1: 1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold
IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state


https://iecnorm.com/api/?name=a286d43e5d4b9ca4ef4c033d38bf9b1c

-12- 875-1 © CEl:1996

CEl 68-2-5: 1975, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Sa: Rayonne-
ment solaire artificiel au niveau du sol

CEl 68-2-6: 1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEl 68-2-7: 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ga et guide:
Accélération constante

CEl 68-2-9: 1975, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Guide pour l'essai de
rayonnement solaire

CHI'68-2-10: 1988, Essais denvironnement — Deuxieme partie. Esgais < Essal J et guide:
Maisissures

CHI 68-2-11: 1981, Essais d’environnement — Deuxiéme parties E5sai; ssai Ka: Brouillard
salin

CHI 68-2-13: 1983, Essais d’environnement — Deu. ni M: Basse
pression atmosphérique

CHI 68-2-14: 1984, Essais d’environnement Variations de

temmpérature

CE [Fianchéité
" CE Ea et guide:
CHocs

CHI 68-2-29: 198 Eb et guide:

Secousses Q

CH! 68-2-30: Db et guide:
Es]
CH Z/AD: Essai
57
CH Kc: Essai a

la ¥

nhydride ‘eux pour contacts et connexions

CEl 410: 1973, Plans et régles d'échantillonnage pour les contréles par attributs
CEIl 617, Symboles graphiques pour schémas

CEl 695-2-2: 1991, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d'essai — Section 2:
Essai au braleur-aiguille

CEl 825-1: 1993, Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels,
prescriptions et guide de I'utilisateur
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IEC 68-2-5: 1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Sa: Simulated solar radiation at
ground level

IEC 68-2-6: 1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceleration,
steady state

IEC 68-2-9: 1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Guidance for solar radiation testing

IEC 68-2-10: 1988, Environmental testing — Part 2: Tests — Test J and guidance: Mould growth

IEC 68-2
IEC 68-2
IEC 68-2
IEC 68-2
IEC 68-2
IEC 68-2

IEC 68-2
cyclic (12

IEC 68-2
temperat

|IEC 68-2
contacts

IEC 410:

IEC 617,

IEC 695-p

IEC 825-

11: 1981, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mi

27:
29:

30

38: 1974, Environ
ire/humidity cychi

42: 198@vi
and connections

b heat,

Test Z/AD: Composite

pst for

test

ts and

111993, Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requiremer

user’s guide
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CEl 875-1-1: 1996, Dispositifs de couplage pour fibres optiques — Partie 1-1: Spécification
particuliére cadre

CEl 1300, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes
fondamentales d’essais et de mesures

1SO 129: 1985, Dessins techniques — Cotation — Principes généraux, définitions, méthodes
d'exécution et indications spéciales

ISO 286-1: 1988, Systéme ISO de tolérances et d'ajustements — Partie 1: Base des tolérances,
écarts et ajustements

1ISQ 370: 1975, Dimensions tolerancées — Conversion dinches e
quement

1S

origntation, position et battement — Généralités, définitip
dessins

ISQ 8601: 1988, Eléments de données et for
Représentation de la date et de 'heure

1.3

Polir les besoins de la présente
s’appliquent, & I'exception des défipiti

1.3]1 dispositif de
puissance optique a
ou putre modulatio

1.3l12 cou

spé

1.3
pod

ter
optITque entre de

mi, elres

1101: 1983, Dessins techniques — Tolérancement géométri

Définitions

utilisé comme synonyme de dispositif de ¢
wne structure destinée a la. distribution de

e est au!=s' i

Jliere pour dispositifs de couplage a fibres optique

et récipro-

int de forme,
ons sur les

CEl 50(731)

distribue la
ommutation,

ouplage. Ce
a puissance

un dispositif actif et une fibre. 1l ne sera pas utilijsé dans une

S.

osant passif
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IEC 875-1-1: 1996, Fibre optic branching devices — Part 1-1: Blank detail specification

IEC 1300, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures

ISO 129: 1985, Technical drawings — Dimensioning — General principles, definitions, methods
of execution and special indications

ISO 286-1: 1988, /SO system of limits and fits — Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits

ISO 370: 1975, Toleranced dimensions — Conversion from inches into millimeters and vice
versa

ISO 1101[: 1983, Technical drawings - Geometrical tolerancing - form,
orientatidn, location and run-out — Generalities, definitions, symbols, indj Ngs
ISO 8601: 1988, Data elements and interchange formats hge -
Representation of dates and times

1.3 Defipitions

For the purposes of this part of IEC 875, the definitio ept for
the following definitions:

13.1 b shares
optical pq Iching,
or other &

1.3.2 cJ e. The
term is res or
between detail
specifical

133 p for the
entry and
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1.3.4 matrice de transfert: Les propriétés optiques d'un dispositif de couplage & fibres
optiques se définissent en termes d’'une matrice n x n de coefficients. n est le nombre de
portes et les coefficients représentent la puissance optique fractionnée transférée entre les
portes désignées. En général, la matrice de transfert T est la suivante:

t12 . : : t1

n

ln1 {on

bl t; est le quotient de la puissance optique Py sortant p
H'entrée Pj pénétrant par la porte i, c'est-a-dire:

ty =Py /P

La matrice de transfert sert a classifier les différefits typ
dans la spécification générique.

Dans un dispositif de couplage,

d'eptrée, de la polarisation d'entré
ceq parametres sera fournie par la

ou ag
specificativ

Les
plugieurs entrées.
linfensité et la plis
deux ou plusieurs

8. suivante:

sitifs de coupl

eN

pa

e de transfert: La matrice logarithmique de transfer

a puissance

lge précisés

La valeur de

érente avec
affectés par

se présente

a4y app a4
a4
A=
aij
_an1 ann_

ou a; est la réduction de puissance optique en décibels a la porte de sortie j par rapport & la

puissance unitaire a la porte d'entrée i, c'est-a-dire:

ay=- 10log tij

ou ti]_ est le coefficient de la matrice de transfert.
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1.3.4 transfer matrix: The optical properties of a fibre optic branching device can be defined
in terms of an n x n matrix of coefficients. n is the number of ports, and the coefficients
represent the fractional optical power transferred between designated ports. In general, the

transfer matrix T is:

n

where
power| Pj into port i, that is:

The transfer matrix is used to classify the different t
in this generic specification.

specified

In a brapching device, the coefficient

polarization, or modal power distributio
specification, when necessary.

the detai

Single-mpde branching devic

inputs. Qonsequently, the{trans

intensity

1.3.5 transfer rm@ci

1.3.6 Iggarithmi sf

4
[4

ni

ty=Fi/R

F 3
t

nn

tij is the ratio of the optical power Pjj transferred out of por

Awith\respeci\t

311 ap aqn
824

A=
Lam ann_

b input

ch are

, input
ded in

nultiple
se and

where g; is the optical power reduction in decibels out of port j with unit power into port i,

that is:

where t; is the transfer matrix coefficient.
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1.3.7 perte d’insertion: Elément aij (ou i #j) de la matrice logarithmique de transfert.

C'est la diminution de puissance optique exprimée en décibels entre une porte d'entrée et une
porte de sortie d'un élément passif. Elle est définie par:

a=-10 log (P,/P,)

ol

P, est la puissance optique injectée dans la porte d'entrée;

P, est la puissance recgue de la porte de sortie.

1.3
C'e
Elle

1.3
nor

1.3

1.3

8 puissance réfléchie: Elément & (ou i=j) de la matrice
5t la part de puissance d'entrée qui est réfléchie a la porte d!
est définie de la maniére suivante:

RL=-10log (P, /P,

DU

12 (_perte-par exces: Puissance totale perdue dans un dispositif de coupla

sig

nal‘eptique est injecté dans une porte i. Elle est définie par:

EL, ==10 log X 1;

igue)de transfert.
bsant passif.

une valeur

minale égale

je quand un

sachant que l'opération est effectuée seulement au-dela des valeurs j pour lesquelles i et j sont
des portes conductrices. Dans un dispositif de couplage a N portes de sortie, il y aura un

tab

1.3

leau de N valeurs de perte de I'excés, une pour chaque porte d'entrée i.
P

.13 uniformité: La matrice logarithmique de transfert de dispositif de couplage peut
contenir un jeu spécifique de coefficients nominalement finis et égaux. Dans ce cas, la gamme
de ces coefficients g;;, exprimés en décibels, est appelée uniformité du dispositif de couplage.
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1.3.7 insertion loss: An element, a; (where i # j), of the logarithmic transfer matrix. It is the

reduction in optical power between an input and output port of a passive component expressed
in decibels. It is defined as:

a=-10log (P,/P,)

where
P, s the optical power launched into the input port;

P; is the optical power received from the output port.

1.3.8 return loss: An element, ay (where i = j), of the logarithmic transfer matrix. It is the
fraction (I)f input power that is returned from the input port of a passive co one}tﬁdefmed

as:

RL=-10log (P, /F,)

P, ig the optical power launched into the input port

P, ig the optical power received back from the safne port.

1.3.9 conducting ports: Two ports{ and\j ~is irgminally greater than zero.

1.3.10 |[isolated ports: Two ports i &
nominally infinite.

.. 1S nominally zero, ang ajj is

1.3.11

1.3.11.1
1.3.11.2
1.3.11.3

1.3.12 gnal is

launched i

where the summation is performed only over those values j for which i and j are conducting
ports. For a branching device with N input ports, there will be an array of N values of excess
loss, one for each input port i.

1.3.13 uniformity: The logarithmic transfer matrix of a branching device may contain a
specified set of coefficients which are nominally finite and equal. In this case, the range of
these coefficients ajj, expressed in decibels, is termed the uniformity of the branching device.
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1.3.14 rapport de couplage: Pour une porte d'entrée donnée i, il s’agit du quotient de la
lumiére a une porte de sortie donnée k par la lumiére totale provenant de toutes les portes de
sortie. Il est défini par:

CRy = tik/z:j tij

ou les j sont les portes de sortie en fonction.

1.3.15 dispositif de couplage symétrique: Dispositif 2 matrice de transfert symétrique par
rapport a la diagonale, c'est-a-dire que, pour tous les i et les j, f; et &; ont la méme valeur

nominale.

sfert|asymétrique

rapport a la diagonale, c'est-a-dire que, & chaque fois qu'ily a

pa un j, t“ et tji
ontl une valeur nominale différente.
1 our laquelle un

de passante: Gamme
cifiée de longueurs d'ondes, de A; nin @ A gueur d'onde |nominale de

tionnement A; dans laquelle un compo j QCSC neu pour fonctionner a la perfor-

mahnce prescrite.
NOTE — A un dispositif de couplage dispo® L origueur d'onde utilisable corrpspondront des
plages de longueurs d'ondes pas nécessaire

1.3.19 extracteur i : Dispasi ire ou procédé visant a éliminer [la puissance

deg modes de gai
1.3.20 je sptiques: Jeu complet de connecteurs|nécessaires
polir réalise g de deux fibres optiques ou plus.

s de référence: Jeu de connecteurs d'un type particulier, congus
=S fins de mesure. Un tel jeu de connecteurs peut [se présenter
précision intégré dans le matériel d'essai. Le critére|de sélection

Les préscriptions relatives aux dispositifs de couplage couverts par cet article son} destinées a
aider & la classification d'un dispositif de couplage donné dans une spécification particuliére.

2.1 Classification

Les dispositifs de couplage doivent étre classés selon les catégories suivantes:

- type;

— modele;

— variante;

— catégorie climatique;

— niveau d'assurance de la qualité.
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1.8.14 coupling ratio: For a given input port i, this is the ratio of light at a given output port k
to the total light from all output ports. It is defined as:

CRy =t / 21- tij

where j are the operational output ports.

1.3.15 symmetric branching device: A device whose transfer matrix is diagonally
symmetric, that is, where for alliand j, #; and t; are nominally equal.

1.3.16 asymmetric branching device: A device whose transfer matrix is diagonally
asymmetric that is, where there exists at least one i and j for which #; and ; are nominally

unequal.
1.3.17 opperating wavelength: A nominal wavelength A, at which a\passive egompefent is
designed|to operate with the specified performance.
1.3.18 opperating wavelength range; bandpass: The specifi 5 from
Ai min 10 4 max @bout a nominal operating wavelength A;, withi nent is
designed|to operate with the specified performance.
NOTE - For a branching device with more than one gpekating elength
ranges are not necessarily equal. ’
1.3.19 ¢ladding mode stripper: A d mode
power propagating in an optical fibre.
1.3.20 red to
provide demountable couplng b
1.3.21 reference conpecte et: ticular
type used for me . Such a gonnector set may be in the form of a précision
jig incorporated in ‘ ven in
the detail| specificatig
2 Requirement

The requiiteme aid in

2.1 Classification

Branching devices shall be classified as follows:

- type;

— style;

— variant;

— climatic category;

— assessment level.
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21.1 Type

Chagque type est défini sous forme de schéma et de forme générale de la matrice de transfert,
comme le montrent les exemples de I'annexe A, qui comporte les éléments suivants:

— étoile de transmission de non-sélection de la longueur d'onde;

— étoile de réflexion de non-sélection de la longueur d'onde;

— étoile de réflexion et de transmission de non-sélection de la longueur d'onde;

— multiplexeur de longueur d'onde;

— démultiplexeur de longueur d'onde;

— multiplexeur et démultiplexeur de longueur d'onde.

Leg caractéristiques principales de chaque type sont les suivantes:

- sélection ou non de la longueur d'onde;
- de transmission ou de réflexion;

- bidirectionnelle ou unidirectionnelie;

— arbre ou étoile;

- combinaison des éléments ci-dessus.

2.1}2 Modéle

Leg dispositifs de couplage peuv es types de
fibre, le ou les types de connecteyrs tier et de la
cornfiguration. Les configurations des portesde 5ées comme
suif:

2.112.1 Configuration A

Un dispositif@n Q

Ex¢mple:

Dispositif de couplage

211222 Caonfiguration B

Un dispositif comportant des fibres optiques amorces intégrées, avec un connecteur sur
chaque fibre amorce.

Exemple:

"  —1
A

Dispositif de couplage
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2.1.1 Type

Each type is defined in terms of a schematic diagram and a general form of transfer matrix as
shown in the examples given in annex A, which include:

— non-wavelength selective transmissive star;

— non-wavelength selective reflective star;

— non-wavelength selective reflective and transmissive star;

— wavelength multiplexer;

— wavelength demultiplexer;

— wavelength multiplexer and demultiplexer.

The main|characteristics of each type are as follows:

— wayelength selective or non-selective;
— transmissive or reflective;
— bidirectional or unidirectional;

— tred or star;

-~ any|combination of the above.

2.1.2 Style

Branching devices may be classified into ibre type(s), the connector
type(s), ¢ e configurations of brapching
device po

2121 ¢

A device fout connectors.

Example

Branching device

2.1.2.2 (onfiguration

A device containing integral fibre optic pigtails, with a connector on each pigtail.

Example:

—  —
A

Branching device
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2.1.2.3 Configuration C

Un dispositif comportant des connecteurs optiques faisant partie intégrante du boftier du
dispositif.

Exemple:

L1

Dispositif de couplage

2.1{2.4 Configuration D

Un| dispositif comportant une certaine combinaison des d'ifflerfaces des

conffigurations précédentes.

Exemple:

2.113 Variante

La pariante d'un d composants

dont la struc;s

2.1

Led
I'aninéxe A de la CEIl 68-1.

2.1.5 Niveau d'assurance de la qualité

La spécification particuliére doit préciser un ou plusieurs niveaux d'assurance de la qualité,
chacun de ces niveaux devant étre désigné par une lettre majuscule. Le niveau d'assurance de
la qualité définit le rapport entre le niveau de contrdle des groupes A et B et les périodes de
controle des groupes C et D.
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2.1.2.3 Configuration C

A device containing fibre optic connectors as an integral part of the device housing.

Example:

|

Branching device

2.1.2.4 Configuration D

A device containing some combination of the interfacing fe of ~the\ prgseding
configurgtions.

Example

2.1.3 Vgriant

The branching device v Cturally

similar components (see

5 of featt@w

Example

- me

214 C
A branch

2.1.5 Agsessment level

Detail specifications shall specify one or more assessment levels, each of which shall be
designated by a capital letter. The assessment level defines the relationship between groups A
and B inspection levels and groups C and D inspection periods.
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Les niveaux suivants sont préférentiels:

Niveau d'assurance de la qualité A:

controle du groupe A: niveau de contréle 1, NQA = 4 %;

controle du groupe B: niveau de contrble I, NQA = 4 %;

contréle du groupe C: périodes de 24 mois;

contréle du groupe D: périodes de 48 mois.
Niveau d'assurance de la qualité B:

— contréle du groupe A: niveau de controle Il, NQA = 1 %;

+ contrdle du groupe B: niveau de contrdle II, NQA =1 %;

+ contréle du groupe C: périodes de 18 mois;

+ contrdle du groupe D: périodes de 36 mois.

Nivgau d'assurance de la qualité C:

1
T

contréle du groupe A: niveau de contrdle il, NQA

contréle du groupe B: niveau de contrdle Il

controle du groupe C: périodes de 12

NQ
Un G : étre donné
dan X cas,Ja lettre majuscule X doit étre utilisée.

jet de contréles

2.2
2.2
Les ceux utilisés
dan

2.2

La présente spécification fait partie de la structure a trois niveaux de la CEl. Les spécifications

audiliaires—deivent-étreconstituéesde-spécificationsparticulisres cadres et de spécifications

particuliéres. Cette structure est illustrée dans le tableau 1. Il n'‘existe pas de spécifications
intermédiaires pour les dispositifs de couplage.
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The following are the preferred levels:

Assessment level A:

1

group A inspection: inspection level Il, AQL = 4 %;

group B inspection: inspection level I, AQL = 4 %;

group C inspection: 24 month periods;

group D inspection: 48 month periods.

Assessment level B:

group A inspection: inspection level I, AQL = 1 %;

— grqup B inspection: inspection level Il, AQL = 1 %;
~ grqup C inspection: 18 month periods;
— grqup D inspection: 36 month periods.

Assessment level C:

— grqup A inspection: inspection level I, AQL = 0,4 %;

~ grqup B inspection: inspection level Il, AQL = 0,4°
— grdqup C inspection: 12 month periods;
— grqup D inspection: 24 month peridds,

AQL is afceptable quality level.

One add
specification. When this isd

NOJ'E — Groups A

inspection (see §.4)
2.2 Dodumentatio
2.2.1 8y

Graphice

=
po
[0}
3
(1]
<
]
-
o
o
2]
@,
=2
A
o
o]
~
[
=
]
=3
—
=
Q
3
m
O
N
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3
Q.
m
o
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iy

b detail

periodic

cations
own in
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Tableau 1 — Structure a trois niveaux des spécifications de la CEIl

Niveau des spécifications Exemples d'informations devant figurer dans Applicable a

les spécifications

Régles d'assurance de la qualité
Reégles de contréle

Méthodes d'essais d'environnement
Plans d'échantillonnage

Base Reégle d'identification Deux ou plusieurs familles ou
Normes relatives au marquage sous-familles de composants

Normes relatives aux dimensions
Normes relatives a la terminologie
Normes relatives aux symboles

Séries de numéros recommandées
Unités S

Terminologie spécifique /4
Symboles spécifiques

Unités spécifiques

Valeurs recommandées

Gérjérique Marquage

Procédures d'assurance de la qualité
Méthodes d'essai et de mesure
Sélection des essais

mille de somp

sants

Homologation et/ou procédyrés d'agré
savoir-faire ~

Programme pour le ¢
Parficuliére cadre qualité

Prescriptions de
Informations co

Groupe de type
séquence comm

yant une
ne d'essais

types
Valeurs individteiles \>
Parficuliere Informations sues Type individuel
Fifes d'éssais de sanformité’de la qualité
A hevés

2.2

La

Celle-ci ém

coyplage mp is le

boiti éthodes d'eSsai et prescriptions de qualité de fonctionnement. La
pa pplicable a toute conception de dispositif de couplage ef
d'a qualité. La spécification particuliére cadre contient le format pr

dispositif de

purations de

spécification
prescription
Bconisé pour

2.2.2.2 Spéecificalions particulieres

Un dispositif de couplage spécifique est décrit par la spécification particuliere correspondante
qui est rédigée en remplissant les parties a compléter de la spécification particuliere cadre.

Sous réserve des contraintes imposées par la présente spécification générique, la

spécification

particuliere cadre peut étre complétée par tout comité national de la CEl, définissant ainsi, en

tant que norme de la CEl, une conception de dispositif de couplage particuliére.

Les spécifications particulieres doivent préciser les éléments suivants lorsqu'ils sont

applicables:

—~ le type (se reporter a 2.1.1);
— le modeéle (se reporter a 2.1.2);
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Table 1 — Three-level IEC specification structure

Specification level

Examples of information to be included

Applicable to

Basic

Assessment system rules
Inspection rules
Environmental test methods
Sampling plans
Identification rule
Marking standards
Dimensional standards
Terminology standards
Symbol standards
Preferred number series
SI units

Two or more component
families or subfamilies

Generic

Specific terminology

Specific symbols

Specific units

Preferred values

Marking

Quality assessment procedures
Test and measurement methods
Selection of tests

Qualification approval and/or capabilit
approval procedures /’_\

Component fami

Blank detall

Quality conformance test schedule

Inspection requirements
Information conymtho a benof types (\

ps’of types having a
\gammon test schedule

Detail

Individual type

Individual value:
Specific informatio
Completed quali conforma ce est hedules

2.2.2.1 Blank detail specifi

The blan

This listg

type, op¢g
ments. T|

prepared-by

Ing the
equire-
quality
hat for

by this generic specmcatlon the blank detail specn‘lcatlon may be filled in by any national
committee of the IEC, thereby defining a particular branching device design as an IEC

standard.

Detail specifications shal! specify the following, as applicable:

— type (see 2.1.1);
— style (see 2.1.2);
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— la ou les variantes (se reporter a 2.1.3);

— la catégorie climatique (se reporter a 2.1.4);

— le niveau d'assurance de la qualité (se reporter & 2.1.5);

— la méthode des procédures de qualification (se reporter a 3.3);

— le ou les numéros d'identification de la variante (se reporter a 2.6.1);

— les prescriptions en matiére de qualité de fonctionnement (se reporter a 2.5).

2.2.3 Plans

Les plans et les dimensions indiqués dans les spécifications particuliéres ne doivent ni réduire
les détails de construction, ni étre utilisés en tant que plans de fabrication.

2.213.1 Systéme de projection

La projection du premier triédre ou la projection du troisieme trfiédre qoi illsée pour les
plans présentés dans les documenis couverts par la prése i Us les plans
cormenus dans un document doivent utiliser le méme syste lans doivent
spécifier le systeme employé.

2.213.2 Systéme dimensionnel

Todtes les dimensions doivent étre donné O 286 et a

'SP 1101.

Le et dans les

spécifications particuliéres.

Les dimensions ne dé

2.2|4 Mesurages
2.2 @

La . re relative &
tou i sjons : pécifiées dans une zone de tolérance totale ne dépassant pas
0,0 ~

2.2[4

Les tre précisés
dan

2.2.4.3 Calibres

Les calibres doivent, si nécessaire, étre spécifiés dans la spécification particuliére.

2.2.5 Fiches de résultats d'essai

Des fiches de résultats d'essai doivent étre élaborées pour chaque essai effectué confor-
mément & une spécification particuliere. Les fiches techniques doivent étre incluses dans le
rapport de qualification (se reporter a 3.3.8) et dans le rapport de contrdle périodique (se
reporter a 3.4.2).
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— variant(s) (see 2.1.3);

— climatic category (see 2.1.4);

— assessment level (see 2.1.5);

— qualification procedure method (see 3.3);
— variant identification number(s) (see 2.6.1);

— performance requirements (see 2.5).

2.2.3 Drawings

The drawings and dimensions given in detail specifications shall not restrict details of

construction, nor shall they be used as manufacturing drawings.

2.2.3.1 PRrojection system

by this specification. All drawings within a document shall use thes
the drawihgs shall state which system is used.

2.2.3.2 Dimensional system

All dimenjsions shall be given in accordance with ISO 129,
The metr|c system shall be used in bla
Dimensigns shall not contain more than five

2.2.4 Meéasurements

2.2.4.1 Measurement
The measuremen
dimensiophs which

2242 §

fEr any
nex B).

Referenc i \ urement purposes, if required, shall be specified in the detail

specificati

2.2.4.3 (

Gauges, |f required, sHall be specified in the detail specification.

2.2.5 Test data sheets

Test data sheets shall be prepared for each test conducted as required by a detail
specification. The data sheets shall be included in the qualification report (see 3.3.8) and in the

periodic inspection report (see 3.4.2).
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Les fiches techniques doivent, au minimum, contenir les informations suivantes:

— le titre et la date de I'essai;

~ la description du spécimen, y compris le type de la fibre et le numéro d'identification de la
variante; (se reporter 2 2.7.1);

~ le matériel| d'essai utilisé et la date du dernier étalonnage;
— toutes les informations requises pour l'essai;
— toutes les valeurs des mesures et les observations;

— une documentation suffisamment détaillée pour fournir toutes les informations néces-
saires a la recherche et a I'analyse des défaillances (se reporter a 3.3.6 et 3.4.2).

2.2.6 Instructions d'utilisation

Les instructions d'utilisation doivent si nécessaire étre fournies pa fabricant!

2.3 Conception et fabrication
2.3.1 Matériaux

Les matériaux utilisés dans la construction des dispositi atisfaire aux |prescriptions
de [la spécification particuliére.

Lorsque des matériaux ininflam i oe doit étre spécifiée dans la spéci-

2.3.2 Exécution

Les composants et<le i brigués doivent avoir une qualité homogéne et
doivent étre exe 8s i : es ou autres défauts susceptibles d¢ nuire a leur
durée de vie, a le od a leur aspect. Une attention particquére doit étre
prgtée a la netteté isi marquages, des revétements, des squdures, des
collages, e@

2.4
Les
détini
utilisé

de la qualité
doivent étre

Les dispositifs de couplage doivent satisfaire aux prescriptions fonctionnelles indiquées dans la
spécification particuliére.

2.6 Identification et marquage

Lorsque cela est requis par la spécification particuliére, les composants, le matériel connexe et
les emballages doivent étre identifiés et marqués de fagon durable et lisible.
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Data sheets shall contain the following information as a minimum:

— title of test and date;

— specimen description, including the type of fibre and the variant identification number

(see 2.7.1); '

—~ test equipment used and date of latest calibration;
— all applicable test details;

— all measurement values and observations;

— sufficiently detailed documentation to provide traceable information for failure analysis

(see 3.3.6 and 3.4.2).

2.2.6 Indtructions for use

Instructiohs for use, when required, shall be given by the manufacturer,

2.3 Deslgn and construction
2.3.1 Mdgterials

The devi

the detail

2.3.2 Workmanship

ComponjI
free of sharp edges, burrs,
Particulaf attention shall be
bonding, ptc.

2.4 Quafity

Branchin

eet the performance requirements specified
specificafion.

2.6 [Identification and marking

in the

detail
fied in

hall be
rance.
Hering,

3. The
quality

detail

Components, associated hardware, and packages shall be permanently and legibly identified

and marked when this is required by the detail specification.
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2.6.1 Numéro d'identification de la variante

Un numéro d'identification de variante unique doit étre affecté a chaque variante indiquée dans
ia spécification particuliere. Le numéro doit étre déterminé de la maniére suivante:

— le numéro de la spécification particuliére;
— le numéro de la variante a trois chiffres;

— la lettre désignant le niveau d'assurance de la qualité.

Exemple: QC 810101/US0001 001 A

Numéro de la spécification particuliére I

Numero de ia varianie /(
yanN

Niveau d’assurance de la qualité

2.6.2 Marquage des composants

Si nécessaire, le marquage des composants doit
L'ordre de marquage recommandé est le suivant/

pecificatior| particuliére.

n) identification de la porte;
Erie);

Si |'espace di uises sur le
composant, d'une fiche
technique porta hées sur le
composant.

Si pé aire, le\marquage des emballages doit étre précisé dans la spécification particuliére.
L'o

us-d'identification oulogo du fabricant;

b) numéro de référence du fabricant;

¢) code de la date de fabrication (année/semaine, voir ISO 8601);

d) numéros d'identification de la ou des variantes (voir 2.6.1);

e) désignation du type (voir 2.1.1);

f) niveau d'assurance de la qualité;

g) tout marquage supplémentaire prescrit par la spécification particuliére.
Lorsque cela est applicable, les emballages individuels (a l'intérieur de I'emballage étanche)

doivent porter le numéro de référence du rapport certifié des lots acceptés a la livraison, le
code d'identité de l'usine du fabricant et l'identification des composants.
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2.6.1 Variant identification number

Each variant in a detail specification shall be assigned a unique identification number This
number shall be set out as follows:

— detail specification number;
— a three-digit variant number;

— a letter indicating assessment level.

Example: QC 810101/US0001 001 A

Detail specification number ———,

Variant number

Assessment level

2.6.2 Cgmponent marking

Component marking, if required, shall be specified in eferred

order of :L'narking is:

a) po
b) mapufacturer's part number (incldding

identification;

c) ma
d) mapufacturing date ;
e) varjant identification

f) any additional marking\requi

It space |does not allov nall be
individually packw is not
marked.
2.6.3 P3
Several
Package l order

of markin

a) mariufacturer's identification mark or logo;

b) manufacturer's part number;
¢) manufacturing date code (year/week, see 1SO 8601);
d) variant identification number(s) (see 2.6.1);
e) the type designation (see 2.1.1);
f) the assessment level;
g) any additional marking required by the detail specification.
When applicable, individual unit packages (within the sealed package) shall be marked with the

reference number of the certified record of released lots, the manufacturer's factory identity
code, and the component identification.
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3 Procédures de contrdle de la qualité

Les procédures relatives au contrdle de la qualité et de livraison des composants comprennent:

— les procédures d'homologation (se reporter a 3.3);

— le contréle de conformité de la qualité (se reporter a 3.4).
3.1 Etape initiale de fabrication
L'étape initiale de fabrication d’'un composant passif a fibre optique est le premier point du

processus de fabrication, au cours duquel le composant est complétement défini par la spéci-
fication particuliére.

La|sous-traitance de I'étape initiale de fabrication et des étapes lbrication est

auforisée, en accord avec la CEl QC 001002.

3.2 Composants de modéles associables

Dep composants de modéles associables qui peuver lgéme spécifi-
catjon particuliére a des fins d'homologation et de lité.
Dep dispositifs de couplage sont considérés 7 Ole [par échantil-
lonhage s'ils sont:
- produits par un méme fabrica dfiau, procédé
et méthode;
l'un de ces
composants peuvght @
Le |groupement spéxifi 3 8 odeles assoc1ab|es a des flns d'homologation et
] i surveillance

d'essai de confor
(se repone@

i |que dans la

—\fournir des résultats d'essai démontrant le bon déroulement des procédurps d'homolo-
gation.

Les procédures indiquées en 3.3.1 et 3.3.2 sont des méthodes alternatives d’homologation
conformes aux prescriptions de 11.3.1 de la CElI QC 001002. La spécification particuliére doit
préciser la méthode a utiliser.

3.3.1 Procédure par échantillonnage fixe

La procédure par échantillonnage fixe consiste a soumettre un échantillon d'éprouvettes a la
séquence d'essais de qualification de I'échantillonnage fixe, indiquée dans la spécification
particuliére. L'échantilion doit étre prélevé dans la production en cours.
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3 Quality assessment procedures

Procedures for quality assessment and release of componenis consist of:

— qualification approval procedures (see 3.3);
— quality conformance inspection (see 3.4).

3.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture of a passive fibre optic component is the earliest point in the

manufacturing process at which the component is completely defined by the detail
specification.
Subcontracting of the primary stage and subsequent stages is permitted dnderthe texms| of IEC
QC oo10p2.
3.2 Strupturally similar components
Structurally similar components are those components whick ma) ped together within a
common fdetail specification for qualification approval andquali
Branching devices are considered structurally simj ction if
they are:
— produced by one manufacturer withhesseqtially t esign, materials, process, and
method;
— cornstructed so that the results \of § required test carried out on one of| these
compgnents can be regarded as-valid for o components.
The spegific grouping [0 imilar_components for the purpose of qualification
approval|and quality 1an i all be approved by the National Supegrvising
Inspectofate (refe
3.3 Qualification apprQ
Qualifica ation.
Manufacty
— comply with.the g ral requirements of clause 11 of IEC QC 001002;
— produce )tes idence showing successful completion of the qualification test
procedures

The procedures of 3.3.1 and 3.3.2 are alternative methods for qualification as prescribed in

11.3.1 of IEC QC 001002. The detail specification shall specify which procedure is to be

3.3.1 Fixed sample procedure

used.

The fixed sample procedure consists of subjecting a sample of specimens to the fixed sample
qualification test sequence as specified in the detail specification. The sample shall be drawn

from current production.
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3.3.2 Procédures de contréle lot par lot et de contréle périodique

La procédure de contrdle lot par lot et de controle périodique consiste a effectuer les controles
lot par lot sur un nombre spécifié de lots d'inspection (avec un nombre minimal de trois)
prélevés dans un laps de temps aussi bref que possible. Les essais périodiques sont alors
effectués sur des échantillons prélevés dans au moins un des lots. La spécification particuliere
doit préciser la taille de I'échantillon ainsi que la périodicité de la procédure.

Les échantillons doivent étre sélectionnés a partir des lots, conformément a la CEl 410. Un
contrdle normal des tailles doit étre effectué, mais lorsque la taille de I'échantillon implique
zéro défaut, des éprouvettes supplémentaires doivent, de préférence, étre prélevées pour
obtenir une quantité d'échantillons suffisante pour un niveau d'acceptation égal a un
défectueux.

3.3/3 Nombre d’échantillons

Le nombre d’échantillons relatifs a I'homologation par la procédtre p
étrg indiquée dans la spécification particuliere.

aréchaptilonrage fixe doit

Les| éprouvettes doivent étre des unités produites a I'a i epts et deg procédures
utilisés dans la production en cours. L'échantillon dei
reil$ au titre desquels I'homologation est demand

- F: doivent étre

3.3

La méthode d'essai oy cificati i€ fjere dont les
spécimens doivent ét it s doivent, le
cas| échéant, étre le fabricant
(volr 2.2.6)

3.3
Les X exigences
fon
3.3
Les e lorsqu'une
déf | de surveil-

langelestime gle la défaillance n'a pas été expliquée et corrigée de maniére padéquate, le
contréleurresponsable-chez le fabricant peut tre conduit a-effectuer une analysa formelle de
la défaillance. Lorsque cette analyse est effectuée, le fabricant doit préparer un rapport de
défaillance et le soumettre a I'Organisme national de surveillance. Les rapports de défaillance
doivent décrire la défaillance et sa cause, et définir l'action corrective a effectuer. L'Organisme
national de surveillance doit alors décider des différentes étapes a suivre.

Tous les rapports de défaillance, y compris les directives de I'Organisme national de surveil-
lance, doivent étre inclus dans le rapport d'homologation (se reporter a 3.3.8).

Une ou plusieurs défaillances non résolues doivent entrainer le rejet de la demande
d'homologation.
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3.3.2 Lot-by-lot and periodic procedures

The lot-by-lot and periodic procedure consists of performing lot-by-lot inspections on a
specified number of inspection lots (with a minimum of three) taken in as short a time as
possible. The periodic tests are then performed on samples selected from at least one of the
lots. The detail specification shall specify the sample size and periodicity for this procedure.

Samples shall be selected from the lots in accordance with IEC 410. Normal inspection for
sizes shall be used, but when the sample size implies zero defects, preferably, additional
samples shall be taken to meet the sample size requirements for acceptance of one defect.

3.3.3 Sample size

The sample size for qualification approval by the fixed sample procedure ified in
the detai| specification.

The spepimens shall be units produced with equipment and purrent
productign. The sample shall be representative of the range of oval is
sought.

Following completion of the group "0" tests, the speg pall be
randomly selected from the group "0" specimens.

3.3.4 Preparation of specimens

The releyant test method or detail specifica epared
and/or pileconditioned for testing. Specimme cturer's

instructigns for use (see 2.2.6).

3.3.5 Qdalification testing

Qualifica{ion specime performance requirements given in the| detail

specification.

3.3.6 Qualification fa

Manufac notify the National Supervising Inspectorate (NSI) when a

failure o¢ testing. If the NSI determines that the failure has ngt been
adequatg : cted, the manufacturer's Chief Inspector may be diregted to
conduct i analysis. When complete, the manufacturer shall prepare and sybmit a
failure re . Failure reports shall describe the failure and its cause toget?-Ier with
the recommended~corrective action to be taken. The NSI shall then decide the step§ to be

taken.

All failure reports, including the directions of the NSI, shall be included in the qualification
report (see 3.3.8).

One or more unresolved failures shall be cause for refusal to grant qualification approval.
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3.3.7 Maintien de I'homologation

L'nomologation relative & des composants doit &tre maintenue en les soumettant en perma-
nence aux exigences de conformité de la qualité spécifiées en 3.4.

Si I'un des événements suivants se produit, 'homologation doit étre vérifiée:

— le programme de production est tel que les essais périodiques ne peuvent étre effectués
a la fréquence spécifiée;

— la conformité des composants avec ['homologation initiale est mise en doute. Par
exemple, des modifications techniques sont virtuellement susceptibles de modifier la qualité
de fonctionnement du composant;

U i 24 A PO -4 h - | Aaaifiaads e
o ulic mouiieaiivull d ©LIC dpPppyulict d 1d SpyTulltvdiivtt.

L'hpmologation doit étre vérifiée par les procédures définies en 156¥% de la CEl QC

001002.

3.318 Rapport de qualification

Les rt d'homolo-

3.4

Le périodiques
spacifié

Leg fabricants doivent se conform exi es géné € I'Idures régis-
saint le contrdle de cg cle 12 de la

CEj] QC 001002.

Lesg progra S
doivent étre i

upements et

3.4
L'in essais des
grg
Leg éprouvettes ivent étre prélevées dans chaque lot d'inspection conformément au plan

d'échantilfonnage) spécifié. lls doivent étre prélevés de maniére aléatoire dans la production
coTrante.

3.4.1.1 Constitution des lots de contrdle

Un lot d'inspection peut étre constitué a partir d'un ou de plusieurs lots de production qui ont
été constitués conformément aux directives suivantes:

— les lots d'inspection doivent étre constitués de lots de production de modéles associables
(se reporter a 3.2);

— la période durant laquelle les lots de production ont été rassemblés ne doit pas dépasser
un mois.

Le plan relatif au rassemblement des lots de production pour constituer des lots d'inspection
doit &tre approuvé par I'Organisme national de surveillance.
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3.3.7 Maintenance of qualification approval

Qualification approval shall be maintained for components by continuously submitting them to
the quality conformance requirements as specified in 3.4.

Qualification approval shall be verified if any of the following conditions exist:
— the production programme is such that the periodic tests cannot be carried out at the
specified frequency;

~ the conformity of the components to the initial qualification approval is doubtful. For
example, technical modifications may potentially change the performance of the component;

— achange has been made to the specification.

Qualificaion approval shall be verified by the procedures defined in 1.5, bf IEC

QC 001002.

3.3.8 Qualification report

Qualificafjon testing results shall be recorded in a qualification dance

with 11.3of IEC QC 001002.

3.4 Quality conformance inspection

Quality cpnformance inspection consist
this standard and in the detail specificati

Manufactlirers shall comply with the general
governing
QC 001002.

Lot-by-loff and periodic i
accordange with 1 of

3.41 Lo

Lot-by-lof B tests
specified i
Specimer mpling
plan. The

3.4.1.1 Hormation of ihspection lots

An inspection lot may consist of one production lot or of several lots which have been
aggregated under the following safeguards:

— inspection lots shall consist of structurally similar production lots (see 3.2);
— the period over which the production lots are aggregated shall not exceed one month.

The plan for the aggregation of production lots into inspection lots shall be approved by the
National Supervising Inspectorate.
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3.4.1.2 Lots refusés

Les éprouvettes qui se sont révélées défectueuses au cours de la procédure de contrdle lot par
lot doivent étre traitées conformément aux prescriptions de 12.4.1 de la CElI QC 001002. Il est
permis de remanier les lots refusés pour corriger ou pour éliminer les défauts. Le lot remanié
doit étre alors soumis a un nouveau contrdle plus strict. lls doivent étre séparés des nouveaux
lots et doivent étre clairement identifiés en tant que lots recontrolés. '

3.4.2 Contréle périodique

Le contrble périodique consiste a soumettre un échantillon des spécimens aux essais des
groupes C et D indiqués dans la spécification particuliere. Chaque groupe doit étre effectué a
la période indiquée pour le niveau d'assurance correspondant (voir 2.1.5). Les périodes doivent
fitoe~rcetuitlu groupe C

se gorrespondre detette manigrequetecontrote dugroupe B—sesubs
a la| période prévue pour le groupe D.

3.4/2.1 Nombre d’échantillons

‘Le hombre d’échantillons relatifs au contréle périodique doit étre~ihdiqué la spécification
parficuliére.

L'échantillon doit étre représentatif de la gampie d'apparei éprouvettes
doivent étre sélectionnées a partir des lots d'inspection quitgnt subj s contrdles

Apres la réalisation des essais du DQ", leg éprouvettes relativeg aux autres
grolipes doivent étre sélectionnée i du groupe
"CO" ou du groupe "D0".

3.4

Les

Sit eur respon-
sab) médjatement mettre en oeuvre les prescriptions d¢ 12.6 de la
CE

Une ption.

3.4

Les , criptions de
12.4:2{de la CEl QC 001002.

3.5 Rapports certifiés de lots acceptés

Les spécifications particulieres doivent indiquer si un rapport certifié de lots acceptés est requis.
Si c'est le cas, le rapport doit étre élaboré conformément a 'article 14 de la CEl QC 001002 et
doit au moins contenir les informations suivantes:

— des renseignements sur les attributs (c'est-a-dire le nombre de composants soumis aux
essais et le nombre de composants défectueux) relatifs aux essais dans les sous-groupes
couverts par le controle périodique, sans référence au parametre pour lequel le refus a été
prononcé;

— des renseignements concernant les variables relatives a la modification des perfor-
mances optiques intervenues aprés l'essai d’environnement.
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3.4.1.2 Rejected lots

Specimens found defective during lot-by-lot testing shall be treated in accordance with the
requirements of 12.4.1 of IEC QC 001002. Rejected lots may be reworked to correct the
defects or to screen them out. The reworked lot shall then be submitted for re-inspection using
stricter inspection. They shall be separated from new lots, and shall be clearly identified as re-
inspected lots.

3.4.2 Periodic inspection

Periodic inspection consists of subjecting a sample of specimens to the groups C and D tests
specified in the detail specification. Each group shall be conducted at the period specified for
the relevant assessment level (see 2.1.5). The periods shall be maintained relative to each
other so fhatthe group Dinspection reptaces the group Cinspectiomat the groupDperigd.

3.4.2.1 $ample size

The sample size for periodic inspection shall be specified in the d

cimens
during

The speg
shall be
the time

Following s shall

be rando

3.4.2.2

Failures

If a spec s chief

inspector
One or m

3.4.23 1

Periodic 4.2 of

IEC QC (&

3.5 Certified resogrds of released lots

The detgilkspecification shall specify if a certified record of released lots is required] When
required, the record shall be prepared in accordance with clause 14 of ITEC QC 001002, and
contain the following information as a minimum:

— attribute information (that is the number of components tested and number of defective
components) for tests in the subgroups covered by periodic inspection without reference to
the parameter for which rejection was made;

~ variable information for the change of optical performance after the environmental test.
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3.6 Livraisons différées

Les composants acceptés qui ont été conservés pendant une période supérieure a deux ans a
compter de la date d'acceptation du lot doivent étre réinspectés avant livraison. La procédure
de réinspection doit étre recommandée par le fabricant et approuvée par I'Organisme national
de surveillance. Le produit réinspecté peut étre remis en stock pendant une autre durée
spécifiée.

3.7 Livraison autorisée avant réalisation des essais du groupe B

Lorsque les conditions de la CEl 410 concernant le passage en inspection réduite ont été
remplies pour tous les essais du groupe B, le fabricant est autorisé a livrer les composants
avant la réalisation de ces essais.

3.8 Autres méthodes d'essais autorisées

Il et permis d'utiliser des méthodes d'essais autres que celle
particuliere. Cependant, le fabricant doit impérativement
surveillance que la méthode alternative qu'il préconise
ceyx obtenus par les méthodes spécifiées. En cas de h
dans la spécification particuliére doit étre utilisée.

pécification
national de
quivalents a
5sai indiquée

3.9 Paramétres non vérifiés

ne spécification particuliere et

tant dans les limites |spécifiées. |
noh spécifiés seront hgmogénes et
de parameétres, autres que cqux spécifiés,
t utilisée. La
erformances

Sells les paraméetres d'un compos
quilont fait I'objet d'essais peuve
cornvient de ne pas considérer
inchangés d'un composant a un ay
s'a
ou
app

Les
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3.6 Delayed deliveries

Released components which have been in store for a period longer than two years following
the release of the lot shall be re-examined before delivery. The re-examination procedure shall
be recommended by the manufacturer and be approved by the National Supervising
Inspectorate. Re-inspected products may be placed back in store for another specified period.

3.7 Delivery release before completion of group B tests

When the conditions of IEC 410 for changing to reduced inspection have been satisfied for all
group B tests, the manufacturer is permitted to release components before completion of these
tests.

3.8 Alteftnative test methods

Alternatiie test methods to those specified in the detail specification p ) wever,
the manufacturer must satisfy the National Supervising Inspectorate tK i gethod
ifi i e, only
the test method specified in the detail specification shall be used.

3.9 Unc

Only tho n and
which w umed
that unsp her. If
it should more
extensive additional test method(s) shall be

describeg aent levels specified.

Applicabl
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Exemples de types de dispositifs de couplage pour fibres optiques

NOTES

1
de couplage et de ses portes.

Les schémas suivants ne correspondent pas nécessairement a la représentation physique du dispositif

2 Sur les schémas suivants, les fleches notées sur les portes indiquent la direction de la puissance

optique. Une porte sans fleche est nominalement isolée de la porte injectée indiquée.

3 Les types de dispositifs de couplage suivants comprennent uniquement ceux utilisés actuellement par

les industriels, et n'incluent pas toutes les formes possibles de matrice de transfert.

71— Pour g definition dg fa matrice de wansielt, voir 1.4.4.

5 Les coefficients de transfert sont nominalement égaux a zéro ou supé
nominales des coefficients de transfert sont indiquées.

a_cettevale]

Etoile de transmission pour la non-sélection en longue

1 N + 1
2 —D \R) N +2
N . (\ /\\) ' N + M

s portes de sortie M. L
*M" est utilisée comme porte

J sq ighal est réparti entre toutes |
atrice de transfert décrivant ce disf

tes "N" seront des portes de sqrtie
portes N sont isg i .
ante:

ir. Les valeurs

bs deux jeux
d'entrée, les
bs portes M,
ositif est la

(N+1) (N+M)

T (N+1) T (N+M)

TN (N+1) TN(N+M) Alc
j lel CAWd NI AN TIKI."\ (N AI C B
e \l‘Tl)\l‘Tl’ \I‘TII \I‘Tlvll
C
t
| (NeM) | Tinemyt TN | TNGM) (N+1) T(NM) (N+M)
° N i

NOTES

1 Les coefficients de transfert des zones A et B sont nominalement égaux & zéro, ceux de
supérieurs a zéro.

2 Le dispositif de couplage directionnel a trois portes représente un cas particulier, ou N
Dans le cas d'un dispositif de couplage a quatre portes, N=2et M =2,

fa zone C sont

=1etM=2.
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A.1 No

Annex A
(informative)

Examples of fibre optic branching device types

NOTES

1 The schematic diagrams which follow do not necessarily correspond to the physical layout of the
branching device and its ports.

2 In the diagrams shown below, the arrows on the ports indicate the direction of travel of optical power. A
port with no arrow is nominally isolated from the indicated launched port.

3 The following device types include only those which are in common use within industry at present. They
do gorinctude every possibteformof transfermatrix:

4 For the definition of the transfer matrix, refer to 1.3.4

5 [The transfer coefficients are nominally equal to zero, or greater than zero\ The nominal val of the
travlsfer coefficients are indicated.

-wavelength selective transmissive star

X

1] — - 1

2—?— / \)N+2

N N+M

This device has N input and M output ports. ts 0 s are reversible insofar as if

one of th

are output ports. When the signal is

shared among all the M ports, the N from the signal. The transfer|matrix

describin

o0 S Cc Y

w ~+ = 0T

(N+M)
T.1(N+M)
N 1 NN TN (N+1) TN(N+M) A
cle
(N+1) \ﬁém TnetN | TNet) (N+1) T(N+1) (N+M)
(N+M) L Tyt TonemN | ey (N+1) Ty (N
NOTES

1 The transfer coefficients in zone A and B are nominally zero, and those in zone C are nominally greater
than zero.

2 A three-port directional branching device is a particular case with N = 1 and M = 2 and a four-port case
withN=2and M =2.
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Exemple de dispositif de couplage de dérivation bidirectionnel 2 x 2

Portes de réception

P

0 1 2 3 4

r P —

L ] 444 41 43 414

° >45 dB >50 dB 4dB 4dB

dl

, 5 454 ) 43 A

. >50 dB >45 dB 448 Alc
j DB
e 3 231 330 3 ) \/ | I

:: 4dB 4dB odB

i a a

o 4 41 42

n 4dB 4dB 45 dB

- Matrice d'isolation A et B.
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Example of bidirectional transmissive branching device 2 x 2

— 49 —

Receive ports

oTO o C oI

0w == 0T

- Ma
- Ma

— Majrix of insertion lo¢

NOT

A.2 Non-waveleq

E — The numericg
despribing a 2 x 2 bid

brix of isolation A and B

brix of return loss A and B

1 2 3 4
444 412 43 44
>45 dB >50 dB 4dB 4dB
3| 45 43 4
>50 dB >45 dB 4dB //<i\
431 43
4dB 4dB
1 T
4dB 4dB

atrix for
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Ce dispositif comporte N portes, toutes portes de sortie; ne sont pas considérées ici les portes
fonctionnant normalement comme portes d'entrée. La matrice de transfert décrivant le dispositif
est la suivante:

P Portes de réception
o}
r
t
e 1 2 n
s - —
d 1 t 11 t 12 . . . t 1n
i 2 to,
ol
n .
j
e
c
t t N\
i ni
(o} L i
n

Leq coefficients de transfert sont tous nominale

A.3 tion en longueur|d'onde

> N + 1
> N + 2
> N +M

Portes de réflexipn

> N + 1
>< N + 2
> N + M

Ce dispositif comporte deux jeux de portes fonctionnant de maniere différente, a savoir un jeu
de 'portes—de-transmissionN—et-unjet—de—pores—deréflexonM—Lersquetune—des portes de
transmission N est utilisée comme porte d'entrée, le dispositif fonctionne comme un dispositif
de couplage a étoile de transmission; ainsi, les portes M sont des portes de sortie, et les
portes N sont isolées du signal. Lorsque l'une des portes de réflexion M est utilisée comme
porte d'entrée, le dispositif fonctionne comme un dispositif de couplage a étoile de réflexion;
ainsi, toutes les portes N et M sont des portes de sortie.
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